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LA SECCIO CATALANA DE METROLOGIA
ORIGEN | FITES 9 ANYS DESPRES

Maite Pueyo Vigaté. Vocal de la Seccié Catalana de Metrologia (Societat Catalana de Tecnologia — Institut d’Estudis Catalans)
+34 699 053 903 maite@mpueyo.com

La Seccio Catalana de Metrologia es va constituir el gener de 2017 com una seccio de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), filial de I'lnstitut d’Estudis Catalans (IEC). La motivacioé per fundar aquesta secci6 fou la de donar cobertura als metrdlegs de les terres de llengua i cultura catalanes, oferint un espai per al col-loqui,
debat i activitats vinculades a la metrologia. També s’ha volgut donar un impuls a la difusié de la metrologia en tots els nivells i, en especial, dins 'ambit educatiu.
Fou fundada per 8 persones d’institucions publiques, privades i professionals lliures. Actualment la junta compta amb membres vinculats amb la metrologia en diversos ambits: académic, institucional, empresarial o normatiu entre altres.

En aquesta presentacio es vol donar un impuls a la difusio de la feina feta, visibilitat i potencial de la Secci6é Catalana de Metrologia mostrant una relacio de les tasques i activitats realitzades en aquests nou anys, aixi com projectes per al futur.

LINIES DE TREBALL

28 Punt de trobada

Espai per al col-loqui, el debat i les activitats vinculades a la metrologia.

= Normalitzacié i Terminologia

Traduccio al catala de documents i normativa basica (per exemple, la série ISO/IEC 17000) i assessorament
continuat al TERMCAT.

recerca.

€ Divulgacioé educativa
Impuls de la metrologia en tots els nivells (secundaria, batxillerat i graus) mitjangant projectes i treballs de

EIX CRONOLOGIC D’ACTIVITATS PUBLIQUES

¢ Interconnexio
Interaccid activa amb altres ambits de la recerca i foment de la investigaciéo metroldgica.

PRESENTACIO DE LA SECCIO
CATALANA DE METROLOGIA

SECCIO CATALANA DE METROLOGIA
27 de gener de 2017

Barcelona
http://www.scmetro-sct.cat/

Fundacio i presentacio

Gener: Fundacié i primera jornada de presentacio a la seu del IEC

Setembre: Participacio en el 6° Congreso Espanol de Metrologia
(San Fernando - Cadiz)
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Primer DMM i divulgacio academica e
Celebracié del Dia Mundial de la Metrologia a la UPC de Vilanova.
Tema: “El sistema Internacional d’Unitats. Evolucié constant”
Ponencies: “Redefinir per millorar”, “Les definicions de les 7 unitats base”
Activitat: sessions didactiques sobre com explicar les unitats i com explicar cieéncia
per mitja de les unitats.
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Seminari ILAC G8:09 Declaracio de ¢

Es presenta el nou document publicat per ILAC
conformitat dels resultats dels calibratges (lloc:

Es sol'licita decisié de
conformitat

onformitat

en relacio als criteris per fer I'avaluacio de
seu de I'lEC).

Escollir la regla de decisid que millor s"ajusti on
s'inclogui els falsos positius i falsos negatius riscos
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Segueix laregla de
Donar el valor Continua aplicant la conformitat de la
norma reguladora o legal
(OIML R 76, R117 tc), o

segueix la guia OIML G 19

ISO/ASTM/
EURAMET. Per
exemplela SO

8655, IS0 6508, etc.
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Guidelines on Decision Rules and
Utilit: Utilit: Utilit: .
andade || bandade || bandade ||  atres Statements of Conformity
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* Opcié no recomenada per la Seccid Catalana de Metrologia /
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La revolucio del Sliel CCCB
Celebracioé del Dia Mundial de la Metrologia al Centre de Cultura
Contemporania de Barcelona (Maig)
m Tema: “El sistema Internacional d’Unitats: fonamentalment millor”
o ’ Ponéncies: “Canvi de definicions del SI”, “Adaptacio de la metrologia als
o fonaments quantics”
Activitat: EI Cub d’alumini
Visita a I'exposicié “Quantica. A la recerca de l'invisible”.
Conferéncia divulgativa a I'lQS (Octubre)
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Fites més recents
Dia mundial de la metrologia
Celebracié del Dia Mundial de la Metrologia
Lloc: seu de 'empresa Instrumentacion Analitica a I'Hospitalet de Llobregat
Ponéncies: “Girs, rellotges i Baviera” i “Pesant el corrent”.
Activitat: visita a les instal-lacions d’'Instrumentacion Analitica.
Preséncia en el 8é Congreso Espanol de Metrologia: Comiteé
organitzador i presentacions.
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Retorn als grans formats

Celebracié del Dia Mundial de la Metrologia
Tema: “Per tots els pobles, per tots els temps”

Lloc: seu de Mettler Toledo a Cornella de Llobregat

LR 13

Ponencies: “Metrologia i Mon Quantic
Activitat: visita a les instal-lacions de Mettler Toledo

La Metrologia Forense”

Dia Mundial
de la Metrologia
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CONCLUSIONS | PROJECTES DE FUTUR

Aquesta relacio d’activitats i de documentacio tecnica creada demostra com la Seccié ha passat
de ser una idea a una realitat consolidada, 9 anys despreés, com a referent metrologic en I'ambit

linguistic catala amb publicacions recurrents periodiques.

Vies de futur:
v" Incrementar la visibilitat.

v' Continuar emprant les celebracions del DMM per a connectar fabricants, laboratoris i

administracions.

v" Enfortir la col-laboracié en recerca.
v Continuar estenent la cultura metroldgica a la societat i a les noves generacions.
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TRADUCCIONS

S’han traduit al catala LES
NORMES CLAU DE LA SERIE
17000:

Nov-2020 : UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017
Jul-2022 : UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012

Abr-2024 : UNE-EN ISO/IEC 17065: 2012
Abr-2025 : UNE-EN ISO/IEC 17000: 2020

* Extra: traduccio
d’exemples de la

guia EA-4/02M
(al butlleti)

Fes-te soci:

PUBLICACIONS

Butlleti de Metrologia:
Publicacio propia de caracter
Anual amb articles técnics de
la comunitat.

Revista de Tecnologia de la

SCT:
Al llarg de 2024 i 2025 s’han
publicat articles cientifics.

Més informacio al nostre web:
https://scmetro-sct.cat/
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